Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

Kalibrierlaboratorium

Rechtsperson: Seibersdorf Labor GmbH
Forschungszentrum, 2444 Seibersdorf

Ident Nr. 0612

Datum der Erstakkreditierung 15.12.1995

Level 3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC 17025:2017

GemaR § 7 AkkG 2012 sind die der Akkreditierung zu Grunde liegende harmonisierte Level 3 Akkreditierungsnorm sowie die von der EA - European co-operation for
Accreditation, der Global Accreditation Cooperation Incorporated und der Akkreditierung Austria zutreffenden Anleitungsdokumente/Leitfaden bzw. verpflichtend er-
klarten zusatzlichen normativen Dokumente in der geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Die Akkreditierung erfolgt zusatzlich nach folgenden Bestimmungen,

welche ebenso verbindlich in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten sind.

zusétzliche Level 4 sonstige Anforderungen

Normanforderungen EA-3/01

gemaR EA-1/06
EA-4/02
ILAC-P10
ILAC-P14
ILAC-P9
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

IdentNr 0612 Kalibrierlaboratorium
Standort Seibersdorf Labor GmbH
Forschungszentrum, 2444 Seibersdorf
1 Dokumentnummer KalibriergréRRe Messbereich/ zusitzliche Parameter Messunsicherheit Kalibrier- oder Mess-Methode oder MessgroBen/ Referenzmaterial/
(Ausgabe) -Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/ Bemerkungen

(Dokumenttitel)

DEL-VA-0010

(2021-04)
(Kalibrierverfahren The-
rapiedosimeter)

DEL-VA-0011
(2021-04)
(Kalibrierverfahren Di-
agnostikdosimeter)

DEL-VA-0012
(2021-04)
(Kalibrierverfahren
Strahlenschutzdosime-
ter)

Wasser-Energiedosis Dw
Luftkerma Ka
Wasser-Energiedosisleistung
Dw

Luftkermaleistung Ka

Luftkerma Ka
Luftkerma-Langenprodukt PL
Luftkermaleistung Ka
Luftkermaleistung-Langen-
produkt PL

Luftkerma Ka
Aquivalentdosis H
Luftkermaleistung Ka

Aquivalentdosisleistung H

23 Konformitatsbewertungsverfahren

5 mGy bis 20 Gy // 60Co

5 mGy/min bis 2 Gy/min // 60Co

1 mGy bis 10 Gy // 50 kV bis 300 kV

1 mGy/min bis 1 Gy/min // 50 kV bis 300 kv
10 mGy bis 10 Gy // 15 kV bis 50 kV

10 mGy/min bis 1 Gy/min // 15 kV bis 50 kV

5 UGy bis 10 Gy // 25 kV bis 150 kV

100 uGy/h bis 20 Gy/h // 25 kV bis 150 kV
10 Gy cm bis 50 Gy cm // 30 kV bis 150 kV
500 uGy cm/h bis 100 Gy cm/h // 30 kV bis
150 kv

5 nGy bis 10 Gy // Ka

50 nGy/h bis 10 Gy/h // Ka

5 nSv bis 10 Sv // Hx, H'(d), H*(d)

50 nSv/h bis 10 Sv/h // Hx, H'(d), H*(d)
1 uSv bis 10 Sv // Hp(d)

1,3% // Dw, Ka: 60Co
1,5 % // Ka: 50 kV bis 300 kV
3% // Dw, Ka: 15 kV bis 50 kV

1,5 % // Ka: ausgenommen Mammo-

graphie, CT
1,7%// PL: CT
1,8 % // Ka: Mammographie

1,5 % // Ka: 1 uGy bis 10 Gy, 10 uGy/h

bis 10 Gy/h

1,5 % // Hx: 1 uSv bis 10 Sv, 10 uSv/h

bis 10 Sv/h

4,5 % // H'(d), H*(d), Hp(d): 1 uSv bis

10 Sv, 10 uSv/h bis 10 Sv/h

7 % bis 1,5 % // Ka: 5 nGy bis 1 uGy,

50 nGy/h bis 10 uGy/h

7 % bis 1,5 % // Hx: 5 nSv bis 1 uSv, 50

nSv/h bis 10 uSv/h

Materials

Therapiedosimeter

Gammastrahlung 60Co

Rontgenstrahlung 50 kV bis 300 kV (Hart-
strahltherapie-Strahlungsqualitaten)
Rontgenstrahlung 15 kV bis 50 kV (Weich-
strahltherapie-Strahlungsqualitaten)

Diagnostik-, Konstanz-, Abnahmeprifungs-
dosimeter

Rontgenstrahlung 25 kV bis 150 kV (Konven-
tionelle Rontgendiagnostik-Strahlungsquali-
taten)

Rontgenstrahlung 25 kV bis 50 kV (Mammo-
graphie-Strahlungsqualitaten)
Rontgenstrahlung 30 kV bis 150 kV (CT-
Strahlungsqualitaten)

Strahlenschutzdosimeter

Gammastrahlung 137Cs und 60Co
Rontgenstrahlung 15 kV bis 300 kV (Strah-
lenschutz-Strahlungsqualitdten)
Aquivalentdosis MessgréRen: Photonen-
Aquivalentdosis Hx, Richtungs-Aquivalent-
dosis H'(0,07), Umgebungs-Aquivalentdosis
H*(10), Personendosis Hp(0,07), Hp(3) und
Hp(10)

lonisierende Strahlung und Radio-
aktivitat
(Dosimetrische GroRen)

lonisierende Strahlung und Radio-
aktivitat

(Dosimetrische GroRen)

lonisierende Strahlung und Radio-
aktivitat

(Dosimetrische GroRen)
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

1) | Dokumentnummer
(Ausgabe)
(Dokumenttitel)

v | LE-EH-VA-AO1
(2023-12)
(Antennenfaktor-Ge-

winn)

v | LE-EH-VA-AQ02
(2023-12)
(Antennenpaar Refe-

renz)

KalibriergroBe

Antennenfaktor

Antennenpaar Referenz
Dual Antennenfaktor
Geometric Specific Correc-
tion Factor (GSCF)

Sum of Antenna Factors

Messbereich/ zusitzliche Parameter

20 MHz bis 6 GHz // -40 dB/m bis 70 dB/m
// 3-Antennenmethode, Freifeld

20 MHz bis 6 GHz // -40 dB/m bis 70 dB/m
// 3-Antennenmethode, ARP

20 MHz bis 40 GHz // -40 dB/m bis 70 dB/m
// 3-Antennenmethode, Freiraum

20 MHz bis 40 GHz // -40 dB/m bis 70 dB/m
// Standard Antenna Method, Freiraum

25 MHz bis 1050 MHz // -10 dB/m bis 60
dB/m // Standard Antenna Method, Freifeld
// VOR ORT

20 Hz bis 100 MHz // -10 dB/m bis 100 dB/m
// Equivalent Capacitor Substitution Method
30 Hz bis 600 MHz // -20 dB/m bis 150 dB/m
// TEM-Zellen Methode

30 Hz bis 600 MHz // -70 dB/Qm bis 100
dB/Qm // TEM-Zellen Methode

5 Hz bis 400 kHz // 20 dB/m bis 170 dB/m //
Spulen-Methode

5 Hz bis 400 kHz // -30 dB/Qm bis 120
dB/Qm // Spulen-Methode

9 kHz bis 1 GHz // -10 dB bis 130 dB // An-
tennenpaarreferenz // VOR ORT

30 MHz bis 1 GHz // 0 dB/m? bis 80 dB/m? //
Dual Antennenfaktor // VOR ORT

30 MHz bis 1 GHz // -10 dB bis 10 dB // Geo-

metric Specific Correction Factor (GSCF)

Messunsicherheit

8 % bis 4,5 % // H'(d), H*(d): 5 nSv bis
1 uSv, 50 nSv/h bis 10 uSv/h

1 dB // 20 MHz bis 6 GHz // 3-Anten-
nenmethode, Freifeld

1 dB // 20 MHz bis 6 GHz //3-Anten-
nenmethode, ARP

1 dB // 20 MHz bis 40 GHz //3-Anten-
nenmethode, Freiraum

1 dB // 20 MHz bis 40 GHz // Stan-
dard Antenna Method, Freiraum

0.3 dB // 25 MHz bis 1050 MHz //
Standard Antenna Method, Freifeld //
VOR ORT

1 dB // 20 Hz bis 100 MHz // Equiva-
lent Capacitor Substitution Method
1,2 dB // 30 Hz bis 600 MHz // TEM-
Zellen Methode

1,2 dB // 5 Hz bis 400 kHz // Spulen-
Methode

0,6 dB // 9 kHz bis 30 MHz // Anten-
nenpaarreferenz, Dual Antenna Fac-
tor // Freifeld // VOR ORT

0,4 dB // 30 MHz bis 200 MHz // An-
tennenpaarreferenz, Dual Antenna
Factor // Freifeld // VOR ORT

Kalibrier- oder Mess-Methode oder
-Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/
Materials

3-Antennenmethode, Freifeld
3-Antennenmethode, ARP
3-Antennenmethode, Freiraum

Standard Antenna Method, Freiraum
Standard Antenna Method, Freifeld
Equivalent Capacitor Substitution Method
TEM-Zellen Methode

Spulen-Methode

Kalibrierung von Antennen

Antennenpaarreferenz, E-Feldantennen,
Freifeld

Antennenpaarreferenz, H-Feldantennen,
Freifeld

Antennenpaarreferenz, E-Feldantennen,
Freiraum

MessgroBen/ Referenzmaterial/

Bemerkungen

Hochfrequenz-MessgroRen
(Antennen-MessgroRen)

CISPR 16-1-6
ANSI C 63.5
SAE-ARP 958

Der Antennenfaktor kann auch als
Antennengewinn (Gain) dargestellt
werden

Hochfrequenz-MessgroRen (=1
MHz)

(Antennen-MessgroRen)

CISPR 16-1-4
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

1 Dokumentnummer KalibriergréRRe
(Ausgabe)

(Dokumenttitel)

Messbereich/ zusétzliche Parameter

9 kHz bis 30 MHz // -120 dBS?/m? bis 80
dBS?/m? // Sum of Antenna Factors

Messunsicherheit

0,3 dB // 200 MHz bis 1 GHz // Anten-
nenpaarreferenz, Dual Antenna Fac-
tor // Freifeld // VOR ORT

1,3 dB // 30 MHz bis 200 MHz // An-
tennenpaarreferenz, Dual Antenna
Factor // Freiraum // VOR ORT

0,7 dB // 200 MHz bis 1 GHz // Anten-
nenpaarreferenz, Dual Antenna Fac-
tor // Freiraum // VOR ORT

0,6 dB // 30 MHz bis 200 MHz // Geo-
metric Specific Correction Factor
(GSCF) // Freifeld

0,5 dB // 200 MHz bis 1000 MHz //
Geometric Specific Correction Factor
(GSCF) // Freifeld

0,6 dB // 9 kHz - 30 MHz // Sum of
Antenna Factors // Freifeld

Kalibrier- oder Mess-Methode oder
-Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/
Materials

Kalibrierung von Antennenpaaren

MessgroBen/ Referenzmaterial/

Bemerkungen

ANSI C 63.5
ANSI C 63.4

LE-EH-VA-AO3
(2022-06)

(Antennensymmetrie)

Antennensymmetrie

LE-EH-VA-AO4
(2022-06)

(Kreuzpolarisation)

Kreuzpolarisation

-10 dB bis 10 dB // 20 MHz bis 6 GHz

20 MHz bis 40 GHz // -6 dB bis 70 dB // Mes-

sung am Freiraum

0,2dB

2 dB // 20 MHz bis 6 GHz
2,2 dB // 6 GHz bis 40 GHz

Messung am: Freifeld, Freiraum

Kalibrierung von Antennen

EMV-Messantennen

Hochfrequenz-MessgroRen (=1
MHz)
(Antennen-MessgroRen)

CISPR 16-1-6
ANSI C 63.5

Hochfrequenz-MessgroRen (=1
MHz)

(Antennen-MessgroRen)

CISPR 16-1-4
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

1)

Dokumentnummer
(Ausgabe)
(Dokumenttitel)

KalibriergroBe

Messbereich/ zusitzliche Parameter

Messunsicherheit

Kalibrier- oder Mess-Methode oder
-Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/
Materials

MessgroBen/ Referenzmaterial/

Bemerkungen

LE-EH-VA-AQ5 Antennenpattern 0,5 GHz bis 40 GHz // -30 dB bis 6 dB 0,54 dB Messung im Freiraum Hochfrequenz-MessgréRen (21
(2022-06) MHz)
(Antennenpattern) Kalibrierung von Antennen (Antennen-MessgroRen)
CISPR 16-1-6
v | LE-EH-VA-KO01 Kalibrierfaktor von Feldson- 5 Hz bis 1 GHz // 0,6 pT bis 1,25 uT // Kalib- 15 % // 5 Hz bis 1 GHz // Kalibrierung Kalibrierung in einer TEM Zelle Elektrische und magnetische Felder
(2026-01) den rierung in einer TEM Zelle bzw. GTEM-Zelle in einer TEM/GTEM Zelle Kalibrierung in einer GTEM Zelle (Magnetische Flussdichte, Magneti-

(Kalibrierfaktor von

Feldsonden)

5 Hz bis 1 GHz // 0,1 V/m bis 375 V/m // Ka-
librierung in einer TEM Zelle bzw. GTEM-
Zelle

5 Hz bis 1 GHz // 0,5 mA/m bis 998 mA/m //
Kalibrierung in einer TEM Zelle bzw. GTEM-
Zelle

150 MHz bis 1 GHz // 0,6 pT bis 330 nT //
Kalibrierung in einer reflexionsfreien Umge-
bung

150 MHz bis 1 GHz // 0,1 V/m bis 100 V/m
// Kalibrierung in einer reflexionsfreien Um-
gebung

150 MHz bis 1 GHz // 0,5 mA/m bis 260
mA/m // Kalibrierung in einer reflexions-

freien Umgebung

1 GHz bis 40 GHz // 0,6 pT bis 600 nT // Ka-
librierung in einer reflexionsfreien Umge-
bung

1 GHz bis 40 GHz // 0,1 V/m bis 180 V/m //
Kalibrierung in einer reflexionsfreien Umge-
bung

1 GHz bis 40 GHz // 0,5 mA/m bis 470 mA/m

20 % // 150 MHz bis 18 GHz // Kali-
brierung in einer reflexionsfreien Um-
gebung

25 % // 18 GHz bis 40 GHz // Kalibrie-
rung in einer reflexionsfreien Umge-
bung

5% // DC, 5 Hz bis 400 kHz // Kalibrie-
rung in einer Spule

5% // DC, 5 Hz bis 10 kHz // Kalibrie-
rung in einem Plattenkondensator

20 % // 1 GHz bis 18 GHz // Kalibrie-
rung in einer Modenverwirbelungs-

kammer

Kalibrierung in einer reflexionsfreien Umge-
bung

Kalibrierung in einer Spule

Kalibrierung in einem Plattenkondensator
Kalibrierung in einer Modenverwirbelungs-

kammer

sche Feldstarke, Elektrische Feld-

starke)

IEEE 1309
IEC 61000-4-3

Der Kalibrierfaktor kann als Fre-
quenzgang, Amplitudengang und

Anisotropie dargestellt werden
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

1)

Dokumentnummer KalibriergréRRe
(Ausgabe)

(Dokumenttitel)

LE-EH-VA-LO1
(2025-11)
(Hochfrequenz-Damp-

Hochfrequenz-Dampfung

Hochfrequenz—Verstarkung

fung, Hochfrequenz—
Verstarkung )

Messbereich/ zusitzliche Parameter

// Kalibrierung in einer reflexionsfreien Um-

gebung

DC, 5 Hz bis 400 kHz // 0,5 mA/m bis 9,5
A/m // Kalibrierung in einer Spule

DC, 50 Hz // 0,5 mA/m bis 8 kA/m // Kalib-
rierung in einer Spule

DC, 5 Hz bis 400 kHz // 0,6 pT bis 12 uT //
Kalibrierung in einer Spule

DC, 50 Hz // 0,6 pT bis 10 mT // Kalibrierung
in einer Spule

DC, 5 Hz bis 10 kHz // 0,1 V/m bis 1 kV/m //
Kalibrierung in einem Plattenkondensator

1 GHz bis 4 GHz // 10 V/m bis 1,2 kV/m //
Kalibrierung in einer Modenverwirbelungs-
kammer

4 GHz bis 12 GHz // 10 V/m bis 600 V/m //
Kalibrierung in einer Modenverwirbelungs-
kammer

12 GHz bis 18 GHz // 10 V/m bis 300 V/m //
Kalibrierung in einer Modenverwirbelungs-

kammer

5 Hz bis 40 GHz // 0 dB bis 80 dB // VOR
ORT
5 Hz bis 40 GHz // 0 dB bis 70 dB // VOR
ORT

Messunsicherheit

Hochfrequenz Dampfung

0,2 dB // 0 dB bis 40 dB // 5 Hz bis 3
GHz

0,2 dB linear steigend auf 3 dB // >40
dB bis 70 dB // 100 Hz bis 100 kHz
0,2 dB linear steigend auf 1 dB // >40
dB bis 80 dB // 100 kHz bis 3 GHz

Kalibrier- oder Mess-Methode oder
-Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/
Materials

Bestimmung der Hochfrequenz-Dampfung
bzw. Verstarkung mit dem NWA
Bestimmung der Hochfrequenz-Dampfung
bzw. Verstarkung mit dem Powermeter

Bestimmung der Hochfrequenz-Dampfung

MessgroBen/ Referenzmaterial/

Bemerkungen

Hochfrequenz-MessgroRen (21
MHz)

23 Konformitatsbewertungsverfahren

6vonll




Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

1)

Dokumentnummer
(Ausgabe)
(Dokumenttitel)

LE-EH-VA-LO2
(2025-11)
(Hochfrequenz-Reflexi-
onsfaktor)

LE-EH-VA-LO3
(2022-06)
(Hochfrequenz-Leis-

tung)

KalibriergroBe

Hochfrequenz-Reflexionsfak-
tor (Betrag & Phase)

Hochfrequenz-Leistung

Messbereich/ zusitzliche Parameter

5 Hz bis 40 GHz // 0 bis 1 // VOR ORT
5 Hz bis 40 GHz // -180° bis 180° // VOR ORT

10 kHz bis 4 GHz // -20 dBm bis +20 dBm //
Bestimmung der Leistung mittels Powerme-
ter

10 kHz bis 18 GHz // -90 dBm bis +20 dBm //

Messunsicherheit

0,3 dB // 0 dB bis 60 dB // 3 GHz bis
40 GHz

0,3 dB linear steigend auf 2 dB // > 60
dB bis 80 dB // 3 GHz bis 40 GHz

Hochfrequenz Verstarkung

0,3 dB // 0 dB bis 50 dB //5 Hz bis 3
GHz

0,3 dB linear steigend auf 1.5 dB // >
50 dB bis 70 dB //5 Hz bis 100 kHz

0,3 dB linear steigend auf 0.5 dB // >
50 dB bis 70 dB //100 kHz bis 3 GHz
0,5 dB // 0 dB bis 70dB // 3 GHz bis 40
GHz

Betrag:
0,025 // 5 Hz bis 1 GHz // VOR ORT
0,06 // 1 GHz bis 40 GHz // VOR ORT

Phase:
arctan(U/|VRC]) // 5 Hz bis 1 GHz //
VOR ORT

0.05 dB // 10 kHz bis 4 GHz // Bestim-
mung der Leistung mittels Powerme-
ter

1 dB // 10 kHz bis 1 GHz // Bestim-
mung der Leistung mittels Spektrum-

analysator

Kalibrier- oder Mess-Methode oder
-Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/
Materials

bzw. Verstarkung mit Signalgenerator &

Multimeter

Kalibrierung des Hochfrequenz-Reflexions-
faktor

Bestimmung der Leistung mittels Powerme-
ter
Bestimmung der Leistung mittels Spektrum-

analysator

MessgroBen/ Referenzmaterial/

Bemerkungen

Hochfrequenz-MessgroRen (=1
MHz)

Der HF-Reflexionsfaktor (VRC) kann
in das VSWR und in die Reflexions-
dampfung (Return Loss RL) umge-
rechnet werden.

Die Unsicherheit der Phase wird
aus dem Betrag und der Unsicher-
heit des VRC berechnet.

Hochfrequenz-MessgroRen (21
MHz)
(Leistung und Energie)
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

1)

Dokumentnummer
(Ausgabe)
(Dokumenttitel)

KalibriergroBe

Messbereich/ zusétzliche Parameter

Bestimmung der Leistung mittels Spektrum-

analysator

Messunsicherheit

1,5 dB // 1 GHz bis 18 GHz // Bestim-

mung der Leistung mittels Spektrum-

analysator

Kalibrier- oder Mess-Methode oder
-Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/
Materials

MessgroBen/ Referenzmaterial/

Bemerkungen

LE-EH-VA-LO4
(2022-06)

(Impedanz / Admittanz)

LE-EH-VA-LO5
(2022-06)
(Gleichstromwider-
stand)

Impedanz
Admittanz

Gleichstromwiderstand

5 Hz bis 3 GHz // 1 mQ bis 1 kQ // Impedanz
Betrag

5 Hz bis 3 GHz // 1 mS bis 1 kS // Admittanz
Betrag

5 Hz bis 3 GHz // 0° bis 360° // Phase

DC// 0,1 mQ bis 20 Q

2% // 5 Hz bis 1 GHz // Impedanz,
Admittanz

3% // 1 GHz bis 3 GHz // Impedanz,
Admittanz

1,15 % // 5 Hz bis 1 GHz // Phase
1,7 % // 1 GHz bis 3 GHz // Phase

1%

Reflection-Method
Shunt-Thru-Method
Series-Thru-Method

Bestimmung des Gleichstromwiderstandes

Hochfrequenz-MessgroRen (=1
MHz)
(Impedanz und Admittanz)

Gleichstrom- und Niederfrequenz-
messgroRen
(Widerstand)

LE-EH-VA-LO6
(2025-11)
(Transfer-lmpedanz,
Transfer-Admittanz,
Einfugedampfung)

LE-EH-VA-LO7
(2025-11)

(Einflgeimpedanz)

Transfer-Impedanz
Transfer-Admittanz

Einfugedampfung

Einfugeimpedanz

Frequenzbereich 5 Hz bis 1 GHz

1,6 mQ bis 1000 Q // Transferimpedanz

-56 dBQ bis 60 dBQ // Transferimpedanz
1mS bis 600 S // Transferadmittanz

5 Hz bis 1 GHz // -60 dB(S) bis 56 dB(S) //
Transferadmittanz

5 Hz bis 1 GHz // -90 dB bis 26 dB // Einflige-
dampfung

5 Hz bis 1GHz // -20 Q bis 20 Q

5 % // Transferimpedanz
5% // Transferadmittanz
0,4 dB // Einfugedampfung

Bestimmung der Transfer-Impedanz, Trans-

fer-Admittanz, Einfigedampfung

Bestimmung der Einfigeimpedanz

Hochfrequenz-MessgroRen (=1
MHz)

(Impedanz und Admittanz)

CISPR 16-1-2
MIL-STD 461
1SO 11452-4

Hochfrequenz-MessgroRen (21
MHz)

(Impedanz und Admittanz)
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

1 Dokumentnummer KalibriergréRRe Messbereich/ zusitzliche Parameter Messunsicherheit Kalibrier- oder Mess-Methode oder MessgroBen/ Referenzmaterial/
(Ausgabe) -Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/ Bemerkungen
(Dokumenttitel) Materials
LE-EH-VA-LO8 Magnetische Sattigung 50 Hz bis 400 Hz // 10 A bis 600 A 1.6 % + 500 mA Bestimmung des Stromes bei dem die Mag- Gleichstrom- und Niederfrequenz-
(2022-06) netische Sattigung eintritt messgrofen
(Magnetische Satti- (Stromstarke)
gung)
LE-EH-VA-LO9 SpannungsteilungsmaR (Vol- 100 Hz bis 1 GHz // -5 dB bis 25 dB 0,3 dB // 100 Hz bis 20 kHz Bestimmung des SpannungsteilungsmaR Hochfrequenz-MessgroRen (=1
(2022-06) tage Division Factors - VDF) 0,3 dB fallend mit log (f) auf 0,12 dB (Voltage Division Factors - VDF) MHz)

(SpannungsteilungsmaR
(Voltage Division Fac-
tors - VDF))

LE-EH-VA-L10
(2022-06)
(Isolation)

Isolation 100 Hz bis 1GHz // 0 dB bis 60 dB

// 20 kHz bis 200 kHz
0,12 dB // 200 kHz bis 1 GHz

0,3dB

Bestimmung der Isolation

(Impedanz und Admittanz)

CISPR 16-1-2
CISPR 25

ANSI C 63.5

I1SO 7637-2
MIL-STD-461
1SO 11452

DEF STAN 59-41
RTCA DO-160

Hochfrequenz-MessgroRen (21
MHz)
(Dé@mpfung)

CISPR 16-1-2
CISPR 25

ANSI C 63.5

I1SO 7637-2
MIL-STD-461
1SO 11452

DEF STAN 59-41
RTCA DO-160
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2026-0.201.103

1)

Dokumentnummer KalibriergréRRe
(Ausgabe)

(Dokumenttitel)

Messbereich/ zusitzliche Parameter

Messunsicherheit

Kalibrier- oder Mess-Methode oder
-Verfahren/ Art des Kalibriergegenstands/
Materials

MessgroBen/ Referenzmaterial/

Bemerkungen

LE-EH-VA-L11 Abgestrahlte Feldstarke 20 MHz bis 18 GHz // 10 dBuV/m bis 120 3,2dB Bestimmung der Abgestrahlten Feldstarke Hochfrequenz-MessgréRen (21
(2025-11) dBuv/m MHz)

(Abgestrahlte Feld- (Leistung und Energie)

starke)

LE-EH-VA-L12 Frequenz 1 Hz bis 26,5 GHz 8 ¢ 107° // 1 Hz bis 10 Hz Bestimmung der Frequenz Hochfrequenz-MessgréRen (21
(2022-06) 5 ¢ 107° // 10 Hz bis 26,5 GHz MHz)

(Frequenz) (Frequenz)

v | LE-LAS-VA-001 A) Spektrale Bestrahlungs- A) 10 yW m-2 nm-1 ... 1000 W m-2 nm-1 A) A) Kalibrierung rickfihrbar mit spektralem Optische MessgréRRen
(2026-01) starke, Kalibrierung von A1) 200 nm bis 800 nm A1)3.7% Bestrahlungsstarkenormal (Kalibrierlampe)
(Spektrale Bestrah- Spektroradiometern A2) >800nm bis 1600 nm A2)3.3% A) Verhaltnis von spektraler Be-
lungsstarke) B) Kalibrierung mit Doppelmonochromator, strahlungsstarke der Kalibrierlampe
B) Spektrale Bestrahlungs- B) 10 pyW m-2 nm-1 ... 1000 W m-2 nm-1 B) ruckfuihrbar kalibriert mit spektralem Be- und Systemantwort ergibt Kalibrier-
starke, Kalibrierung von opti- | B1) 200 nm bis 800 nm B1)4.2% strahlungsstarkenormal (Kalibrierlampe) faktor
schen Quellen B2) >800nm bis 1600 nm B2)4.3%
Kalibrierung mit Diodenarray, rickfiihrbar B) Radiometrische GroRen / Refe-
kalibriert mit spektralem Bestrahlungsstar- renzlampe / daraus abgeleitete und
kenormal berechnete GréRen wie z.B. Be-
strahlungsstarke oder das Verhalt-
nis von Bestrahlungsstarken oder
Homogenitat
LE-LAS-VA-002 Korrekturfaktor fir die Integ- | 200 nm bis 1100 nm +3% Vergleich mit Referenzspektroradiometer Optische MessgroRen

(2026-01)
(Korrekturfaktor von in- | (relative Bestrahlungsstarke)

rale Detektorempfindlichkeit

tegrierenden Radiome-

tern)

1) Konformitdtsbewertungsverfahren kann -wenn markiert - auch vor Ort durchgefiihrt werden.

23 Konformitatsbewertungsverfahren

durch Substitution im Strahl einer Test-

lampe nach Kundenspezifikation

Radiometrische GréRen / Spektrale

Bestrahlungsstarke
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